










































专利名称(译) 膜阵列和分析装置

公开(公告)号 US8119393 公开(公告)日 2012-02-21

申请号 US11/993013 申请日 2006-06-28

[标]申请(专利权)人(译) ZBX公司

申请(专利权)人(译) ZBX CORPORATION

当前申请(专利权)人(译) ZBX CORPORATION

[标]发明人 QINWEI SHI

发明人 QINWEI, SHI

IPC分类号 G01N33/53 B01L99/00

CPC分类号 B01L3/5023 G01N33/54366 G01N33/558 B01L2200/027 B01L2300/0681 B01L2300/0825 B01L2300
/087 B01L2400/0406 B01L2400/065 Y10S435/97 Y10S435/971

代理机构(译) SIM和麦克伯尼

优先权 60/694239 2005-06-28 US

其他公开文献 US20100137145A1

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

提供了一种膜阵列，用于以高灵敏度检测来自少量流体样品的一种或多
种分析物。膜阵列可用于各种分析装置中，尤其可用于鉴定来自全血的
分析物，具有最小或可忽略的背景干扰。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/eb6824c0-69c6-433c-ac2a-8597be86d33e
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/037595024/publication/US8119393B2?q=US8119393B2
http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PALL&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.htm&r=1&f=G&l=50&s1=8119393.PN.&OS=PN/8119393&RS=PN/8119393

